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Bu Avrupa Standardi CEN tarafindan 13 Kasim 2010 tarihinde kabul edilmistir.

CEN dayeleri, bu Avrupa Standardina higbir degigiklik yapmaksizin ulusal standard stattsa|veren kosullar
sngtren CEN/CENELEC Ig Yénetmelerine uymak zorundadiriar. Bu tor ulusal standardlarla ilgili guncel
listeler ve bibliyografik atiflar, CEN-CENELEC Yb&netim Merkezi'ne veya herhangi bir| CEN (yesine
basvurarak elde edilebilir.

Bu Avrupa Standardi, G¢ resmi dilde (Ingilizce, Fransizca, Almanca) yayinlanmistir. Baska hirhangi bir dile
tercamesi, CEN uyesinin sorumlulugundadir ve resmi strlmleri ile ayni stattide oldugu CEN-CENELEC
Yonetim Merkezi'ne bildirilir.

CEN Oyeleri sirasiyla, Almanya, Avusturya, Belgika, Bulgaristan, Buylk Britanya, GCek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hirvatistan, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isveg, |svigre, ltalya,
lzlanda, Kibris (Giney Kibris Rum Yénetimi), Letonya, Litvanya, Luksemburg, Macaristan, Malta, Norveg,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'in milli standard kuruluglaridir.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

Ybnetim Merkezi: Avenue Mamix 17, B-1000 Brussels

o 2003 CEN Dunya genelinde herhangi bir sekilde ve herhangi bir yolla tum kullamm Ref No. EN ISO 520: 2003 E
naklan CEN ulusal Uyelenne arvir




JCS 67 060 Ist EN[ISO 520: 2011-04
, S ) tst EN 1SO 520
. -«
Igindekiler
On S0z ccov b A o T A S e R e S A a3 3
1 T T LA AN | WSO |
2 Atif yapilan standard ve/veya doOKIMaNIar. ... b s 1
3 Terimler ve tarifler ............... (s idinaPnabinin s he T an i A e U s AR R s b ST nrama sy GBS R TR A N |
3.1 Numunenin alindi§i haldeki 1000 dane kittlesi....................cccooco i e 1
3.2 Kuru madde esasi Ozerinden 1000 dane kGtlesi ............. ... o
4 PIBNSIP ettt ettt e et st rre st s e e es s b e b s e s e re st et e sentaed e e s et aes sean b baanenne et annas Jabasinsinumeistimaiaiaiic]
5 Arag ve geregler... T L 1
5.1 Numune ayirma c:hazn (Eger gerekllyse) .......................................................................................... 1
5.2 Daneleri saymaya uygun cihaz (dmegin fotoelektirik sayag) ... 1
5.3 Terazi, 0,001 g hassasiyete okuyabilen. ... b 1
6 I e e e ETTRTIN SS——— 1
6.1 Numunenin alindi) haldeki bin dane kltlesinin tayini....................... . R —— 1
6.2 Kuru madde esas! tizerinden 1000 dane kitlesinin tayini.............c..cccoeevveveeiiee e e [ 2
 j Sonuclann gosrIMBS] i T R e e SR S T 2
7.1 Numunenin alindigi haldeki 1000 dane ktlesi (m,), gram olarak, agagidaki formiil ile hesaplanir:....... 2
7.2 Kuru madde esas| Uzerinde 1000 dane k(tlesi (mo), gram olarak, asagidaki formdl ile hesaplanir: ...... 2
7.3 Tekrarlanabilirlik sarti saglanmasi halinde (bakiniz Madde 8.2), iki deneyin aritinetik ortalamas)
ANNAraK: SONUIG DUIIINUIE, . oorve s snemssims s s T sive s s s s e s oo s S et s vess s o sviiss snsuivineesass 2
8 LT OSSR ST 2
B.1 Laboratuvarlar arasi kargilastirma deneyi.................... S B T R N T PR | e e .
B.2 Tekrarlanabilirlik............... s s R R P S S T I sl 2
B.3 UYAIK ..ot et a et aaan e TR S S O 3
8.4 Bir laboratuvarda iki lgiim grubunun karglastinlmast..............cooeiiivvieeeoer e s
8.5 Iki laboratuvarda iki 8lgGm grubunun karsllastlrllrnam .................................................... T PToTIL |
8.6 Geniglatimig DelrSIZIK . . .ouwmmimimmmimmimsis i s sy s sirmesisigiiis S 3
9 IS1@M NAKKINGA NOLIAT .........oeeveveneceenesemaeessssaresssessassenseseresessssnsssssserasesersasnens S, N 4
9.1 Iginde kabugu soyulmus ve soyulmamig daneler bulunan nUMUNEIEr..............cocovveveece v, 4
9.2 Iginde ikiz yulaf daneleri olan nUMUNEIBT ..o e, 4
10  Deney raporu... vernsrnenesenannen SR RPRRSRRVRCHIPWENETRIATSNPI IS IO,
Ek A Laboratuvarlar arasi denay sonuclan BT B WO N P TSty S [ e S
y




"1ICS 67 060 tst EN|ISO 520: 2011-04
_IstENISO 520

On soz

Bu dokuman (EN 1SO 520:2010) sekretaryasl AFNOR tarafindan yurutilen CEN/TC 338 “Taml ve tahi
artnlen™ teknik komitesi ile isbirligi halinde ISO/TC 34 “"Gida darinleri” teknik komitesi tarafindan
hazirlanmigtir.

Bu Avrupa Standardina en ge¢ Mayis 2011 tarihine kadar ayni metni yayinlayarak ya da onay duyurusu
yayinlayarak ulusal standart statast verilmeli ve gelisen ulusal standartiar en ge¢ Mayis 20(11 tarihine kadar
yurtrukten kaldiriimahdir.

CEN/CENELEC lg Ydnetmeliklerine gére, bu Avrupa Standardinin ulusal standard olafak uygulamaya
alinmasindan sorumlu ulusal standard kuruluglarinin Glkeleri sirasiyla; Almanya, Avusturya, |Belgika, Birlesik
Krallik, Bulgaristan, Cek Cumbhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiva, Fransa, Hiwrvatistan, Hollanda,
Ilanda, Ispanya, Isveg, Isvigre, Italya, lzlanda, Letonya, Litvanya, LOksemburg, Kibris, Macaristan, Malta,
Norveg, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan'dir.

Onay bilgisi

ISO 520:2010 standardinin metni, CEN tarafindan higbir degisiklik yapiimaksizin EN ISO 5p0:2010 olarak
kabul edilmigtir.
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SO (Uluslararas, Standardizasyon Kurulugu) ulusal standard kuruluglarinin (1ISO ilke ki

Ist EN ISO 520

ruluglarr) dinya

¢apinda federasyonudur. Uluslararasi Standard hazirlama galismas genelde ISO teknik kamiteleri aracihg
e yapihir. Teknik komitenin konusu ile ilgilenen uyelerin o teknik komitede temsil edilme hakki vardir. 1SO ile
isbirhgi icindeki resmi ya da sivil uluslararas kuruluglar da, calismalarda yer alabilir. ISO, elektroteknik

standardizasyonia ilgtli tim konulannda Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) lle yak
calisir

Uluslararasi Standardlar, ISONEC Direktifleri B&lom 2'ye gore yazilmistir

n igbirligi iginde

Teknik komitelerin ana gorevi, Uluslararasi Standard hazirlamaktir. Teknik komitelerin kabul ettigi Taslak

Uluslararas| Standardlar
yayinlanmasi, oy veren Uye Ulkelerin en az % 75'inin onayini gerekdtirir,

Bu dokumanin baz kisimlannin patent haklarina konu olabilecegine dikkat edilmelidir. Bay
patent hakkinin belirenmes;i durumunda ISO sorumiy tutulamaz,

ISO 520, ISO/TC 34 Mamu! gidalar teknik komitesinin SC 4 Tahil ve baklagiller alt kom
hazirlanmistir,

. oylama icin Gye (lke kuruluglanina génderilir. Bir Uluslararasi  Standardin

le herhangi bir

tesi tarafindan
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Tahil ve baklagiller - 1000 dane kiitlesi tayini (ISO 520: 2010)

1 Kapsam
Bu standard, tahil ve baklaqgillerin 1000 dane kitlesinin tayin ydntemini tanimiar.

Bu standard, ekim amagl tchum gruplarn hang diger ttm tahil ve baklagit ¢esitlerine uygulanabilir.

2 Atf yapilan standard velveya dokiimanlar
Asagidaki atif dokiimanlari, bu doktmanin uygulanmasi igin zaruridir. Tarih belirtilen atiflarda,
baski gegerlidir. Tarih belitiimemis atiflarda, atif yapilan dokimanin en son baskisi (tadiller da

1SO 712, Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Reference method
trtnlen - Rutubet muhtevasi tayini - Referans yontem)

elirtiimis olan
il) kullanilir.

(Tahil ve tahil

ISO 24557, Pulses - Determination of moisture content - Air-oven method (Baklagiller - Nem iclriginin tayini -

Hava-Finn yéntemi)

3  Terimler ve tarifler
Bu standard amac! bakimindan, asagidaki terimler ve tarifler uygulanir.

3.1  Numunenin alindhgi haldeki 1000 dane kiitlesi
Tayin esnasindaki nem miktarinin da dahil edildigi 1000 dane kutlesi.

3.2 Kuru madde esasi iizerinden 1000 dane kiitlesi
Tayin esnasindaki nem miktarina gére dizeltme yapilarak elde edilen kuru madde esasi (z
dane kutlesi.

4 Prensip
Butan tanelerin aynidi bir deney pargasi olugturulur. Deney pargas tartilir ve bltln pargalar
parcalann k(tlesi sayisina bélin(ir ve 1000 dane seklinde ifade edilir.

5 Arag ve geregler
5.1 Numune ayirma cihazi (Eger gerekliyse)

5.2 Daneleri saymaya uygun cihaz (6rnegin fotoelektirik sayag)
Eger uygun cihaz yoksa sayim el ile yapilabilir.

5.3 Terazi, 0,001 g hassasiyete okuyabilen.
6 Islem

6.1 Numunenin alindi@ haldeki bin dane kiitlesinin tayini

yaklasimila tartiir ve sayilir. Samanh tahillar igin 30g'Iik kiitle genel olarak bu igleme uygundur.

erinden 1000

Fawhr. Batiin

Numuneden yaklasik olarak 500 dane igeren miktar gelisi guzel abnir, Botin daneleri Trnhr. 0,01g

Ayni numuneden iki tayin yapilir.
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6.2 Kuru madde esasi iizerinden 1000 dane kitlesinin tayini

520 2011-04

ISLEN1SO 520

Fger 1000 dane kutlesi kuru madde esasi uzeringzn olacaksa, ayn bir numunede, iginde y#banm maddeler
bultinmayan ve butiin olan danelerin rutubet muhtevasi tahillar igin TS EN ISO 712, baklagiller igin TS EN

ISO 24557 standardinda verilen referans yonteme qore yapilir

7  Sonuglarnn gosterilmesi

7.1 Numunenin alindigi haldeki 1000 dane kutlesi (m,), gram olarak, asagidaki formal ile hesaplanir:

my =1 000
My = ——
N
Burada;
my . deney parcasindaki butan olan danelerin k(Otlesi, gram olarak;
N . deney pargasindaki bOtin olan danelerin sayist,

dir.

7.2 Kuru madde esasi (izerinde 1000 dane kutlesi (mg), gram olarak, asagidaki formal ile hés

my % (100 - “AHZO)
100

FH'O =

Burada;

my . 1000 danenin alind1g! haldeki katlesi, gram olarak;
Wyzo ylzde (kitle cinsinden) danelerin alindi§i halinde rutubet muhtevasi;
dir.

aplanir:

7.3 Tekrarlanabilifik sarti saglanmasi halinde (bakiniz Madde 8.2), iki deneyin aritmetik ortalamasi

alinarak sonug bulunur.

Saglanamamasi halinde deney tekrarlanir ve tekrarlanabilirlik sartinin saglandi§t iki deneyin ortalamasi

alinarak sonug bulunur.
1000 dane kitlesi sonuglarinin gosteriimesi, gram olarak:

a) Eger kOtle 10 grmamin altinda ise, ikinci ondali§a kadar,
b) Eger kitle 10 gramdan gok ve 100 gramdan az ise, birinci ondaliga kadar,
c) Egder kutle 100 grami gegiyorsa, tam sayi olarak gosterilir.

8 Kesinlik

8.1 Laboratuvarlar arasi kargilagtirma deneyi
Yontemin kesinli§i agisindan, laboratuvarlar arasi karsilastimma deneyi EK A'da dzet
laboratuvarlar aras! deneyden elde edilen dederler, verilen dijer konsantrasyon arahi
haricinde uygulanmaz. :

8.2 Tekrarlanabilirlik
Ayni kisi tarafindan, kisa zaman aralifinda, ayni laboratuvarda, aym cihazlan kullar
numunelerde, ayni yéntem kullanarak yapilan iki birbirinden bagimsiz tek deney sonuglarn aras
fark, durumlann % 5'inde tekrarlanabilirlik seviyesinden fazla olmamali:

r=s,x277

r=045x277=23

enmigtir. Bu
ve maltrisleri

arak, tzdes
ndaki mutlak
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1000 dane kutlesi kuru madde esasinda 29,8 g ve 48,2 g arasinda olanlar ¢indir (Bk. Tablo |A1
AT

8.3 Uyarhk

Farkl kisiler tarafindan, farkl laboratuvararda, farkl cihazlar kullanarak, ¢zdes numunelerﬁe,
kullanarak yapilan iki birbirinden bafimsiz ki tek deney sonuglari arasindaki mutlak far
5'inde uyarlik seviyesinden fazla olmamal:

R=8ax27T7

R=082x277=23

1000 dane katlesi kuru madde esasinda 29,8 g ve 48,2 g arasinda olanlar igin (Bk. Tablo A1,

A2).

8.4 Birlaboratuvarda iki 6lgiim grubunun karsilagtinimasi

520: 2011-04

| 1stEN 180 520

A2 ve Sekil

ayni yontem

. durumlarin %

A.2 ve Sekil

Kritik fark (KF), tekrarlanabilidik sartlan altindaki iki deney sonucundan elde edilen, iki grtalama deger
arasindaki farktir. Eger sonug, iki dederin ortalamasi ise (Bk. 7.1), 1000 dane kutlesi karsilastiimas kritik fark

(KF) ile yapilmahdir.

Tekrarlanabilirlik sartlan altindaki iki deney sonucundan elde edilen iki ortalama deder arasindaki KF:

285, |5l-+s- =285, [+-198s, =089=09
2m  2ny 2

Burada;
S: . tekrarlanabilirligin standard sapmasi;

ny, Ny ki ortalama dedere karsilik gelen deney sonuglarinin numaralan (yukarndaki 6rnekte 1, = n,= 2);

dir

8.5 Iki laboratuvarda iki 6lgiim grubunun kargilagtiriimasi
Tekrarlanabilirlik sartlar altindaki iki deney sonucundan, iki farklt laboratuvarda elde edilen

deger arasindaki KF:
2.8 Js2 - 0552 =212=221

28 | -s?[1-=L <L
| 2ny  2n,

L]

Burada,
5, - tekrarlanabilirligin standard sapmasi;
Sp . uyarhgin standard sapmasi;

ny, N, - iki ortalama dedere karsihik gelen deney sonuglarinin numaralan (yukardaki dmekte
dir '

iki ortalama

1 = 0= 2);

8.6 Genigletilmig belirsizlik:

Genigletiimis belirsizlik, U, makul bir gekilde sonuca atfedilmis degerler dagiimini temsil eden parametredir.
Bu belirsizlik laboratuvarlar arasi deney sonuglarinin istatiksel dagilimi ile verilir ve deneysel standard sapma

olarak nitelendirilir.
Kuru madde esasi Gzerinden 1000 dane kitlesi igin, genigletiimis belirsizlik su sekilde verilir:

U'=225p =416

Burada, sy Madde 8.3'te verilen uyarh§in standard sapmasdir.
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9 islem hakkinda notlar

8.1 Iginde kabugu soyulmus ve soyulmamis daneler bulunan numuneJrr
I islem gorur ve

Numune kabugu soyulmus ve soyulmamig danelerin bir karigimi ise, bu ki ¢esit ayn ay
saylr

9.2 iginde ikiz yulaf daneleri olan numuneler
lkiz yulaf daneleri birbirinden ayrili ve iki dane olarak sayilir

10 Deney raporu

Deney raporu en azindan agagidaki bilgilen igermelidir:

a) numunenin tam tanitiimasi igin gerekli tim bilgiler;

b) numune alma ytntemi, biliniyorsa,

c) kullanilan deney yontemi, bu Standarda atif yapilanlar ile birlikte (TS EN ISO 520);
d) deney sonuglarini etkileyebilen butin olaylarin aynntilan ile, bu standardda belirtiimey
istege bagh olan bGttn uygulamalarin ayrintilar;

e) elde edilen deney sonucu veya sonuglan;

fy yeniden bir deney yapilmas: gerekmisse bunun nedenleri.

tst EN 1SO 520

en ve kullanimi
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Laboratuvarlar arasi deney sonuglari

Bir ydbntemin tekrarlanabilirlik, uyarlik ve kritik farki BIPEA (FR) tarafindan organize edilen 10 ay sireyle
yapilan, aylik yeterlilik deneyleri sonuglaninin istatiksel uygulamasiyla olusturulmustur. Hesaplamalar ISO
5723-4 ve ISO 5725-6 standardlarinda venlen kurallara uygun olarak yapimigtir,

Katihmci laboratuvariar sayisi durum bugday! igin onbir ve arpa igin sekizdir. Her bir ¢esi{ igin 10 numune
analiz edilmistir.

Caligmanin istatiksel sonuglan Tablo A.1 ve A.2 ve Sekil A1 ve A 2 'de gtsteriimistir.

Gizelge A.1 — Durum bugdayinin laboratuvarlar arasi deneyinin istatiksel sonuglan

Durum Durum Durum Durum Durum Durum Durum Durum Durum Durum
bufjday: | bugdayr | bufdayr | bugday | bugday | bufdayr | bugdayl | bugday| | bufdayi | bugday
Parametreler 1 2 3 4 5 6 74 ;] 9 10
Katihmci laboratuvar
sayisi (aykin olanlar 9 10 12 1 1| 11 1 12 5 12
elendikten sonra) -
Ontalama deger, m,, g 33,45 3457 35,01 37,97 38,24 40,02 40,16 40,64 41,22 48,20

Tekrarlanabilirlik

L —t+—
EEETE

stiinciae mapaei. &g | (02l 0.28 0,37 0.30 0.18 | 040 0,35 0.44 0,45 0,26
Tekrarlanabilirlik -

varyasyon katsayisi, 0.60 0,80 1,06 0,78 0,46 0,99 0,87 1,08 1,10 0,53
_.C\fr i %

Tekrarlanabilirlik limiti,

r28x8) g 0,56 0,76 1.01 0,82 0,49 1,10 0,97 1.22 1,26 0,71
Uyarlik standard

sapmas), s, 9 0.47 0,75 0,55 044 0,34 0,51 0,61 0,48 0,79 1,32
Uyarlik varyasyon

Katsayisi, Cun , % 1,40 2,16 1,57 1,16 0.89 1,27 1,53 1,18 1,80 0,67
s{:}y:agﬂlk limiti, R (2,8 x 1,30 2,07 1,52 1,22 0,94 1,41 1,70 1,33 \ 2,18 0,89

Cizelge A.2 — Arpanin laboratuvariar arasi deneyinin istatiksel sonuglar

Paramaetreler Arpa 1 Arpa 2 Apald | Ampad Arpa 5 Arpa6 | Ampa7 | Arpa 8 lkrpn 9 | Arpa 10
Katiimei laboratuvar '

sayisi (aykin olanlar 7 7 8 6 8 8 8 8 7 8
slendikten sonra)

Ortalama de§jer, m,, g 29,79 35,12 35,85 35,89

Tekrarianabilirlik

standard sapmasi, s, g 0.14 0.14 0.22 0,16

Tekrarlanabilifik

varyasyon katsayisi, 0,47 0,40 0,61 0,43
,.g‘_’ '_.__..,._.%

Tekrarlanabilirlik limiti,

r(28%8). g 0,39 0.39 0,60 0,43

Uyarhk standard

o by 0.82 | 037 | 069 | 029

Uyarlik varyasyon
katsayisi, Cvp, %

2,75 1,05 1,93 0,80

Uyariik limiti, R (2,8 x
Sq). @

[
22T 100 | 062 | 080

S
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Sekil A.2 - Uyarliik ve ortalama deger arasindaki kesinlik degerleri

uyarlik standard sapmas;
kuru madde esasina gore 1000 danenin kitlesi

=0,128 4

Arpa igin veri

Durum bugday igin veri

Ugarhk standard sapmasi ile 1000 dane kitlesi
r”’ﬂ-’k = 0,128 4i53 r‘"’ﬂ"R = 0,358 3 ve r‘"(}-'g
kitlesi 29,8g ve 49,29 arasinda olanlar icin sabittir.

< 0,443

arasindaki iligki belirgin ol
8, limit degeri), uyariik lim

60
myg

nadigi igin (
iti 1000 dane
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Tekrarlanabilirik ve uyarlik limitlerimin gok dusuk olmasi ve dolayisiyla karsilanamaz olmamasi igin,
tekrarianatilirlik ve u arlik limitler: sirasiyla gézlemienen en yuksek deder olan 1,3 ve 2,2 ofarak ainmigtir.
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Sekil A.1 — Tekrarlanabilirlik ve ortalama deder arasindaki kesinlik degerieri

S, - tekrarlanabilidigin standard sapmasi
Mg * kuru madde esasina gére 1000 danenin katlesi

s, =0.0113my - 0,160 7
2

Yprgtr = 01716

E .
Arpa igin veri

A

Durum bugdayi i¢in veri

Not - Tekrarlanabilirlik standard sapmas ile 1000 dane kitlesi arasindaki iligki belirgin olmadig igin (

2 - = . % 3
Bt =0,171 6 0.414 2 ve S 0,44

r B
ise M0fr . limit de@eri), tekrarianabilirlik limiti 1000 dane

kitlesi 29 8g ve 49 2g arasinda olanlar igin sabittir.




